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GROUPEMENT NATIONAL DE
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE
ET DE MICROANALYSES

En convention de coopération avec la Société Francaise de Physigue




Compte rendu de la réunion du mardi   12/03/2009 après midi avec les constructeurs ou leur représentants
Conseil du GNMEBA

Présents : Denis Boivin, François Brisset, Christine Gendarme, François Grillon, Philippe Hallegot, Philippe Jonnard, Lahcen Khouchaf, Jean-Pierre Lechaire, Monique Repoux, Florence Robaut, Jacky Ruste. 

Excusés : Sonia Achard, Luc Beaunier, Rémi Chiron, Alain Jadin, Christian Mathieu.
Constructeurs Présents : Jean-Marc Chauvet (Synergie4), Arnauld Crouzat (Fondis Electronic), Jean-Jacques Dupuis (FEI), Guillaume Lathus (Jeol), Daniel Monville (Gatan), Emmanuel Pichancourt (Cameca), 
Excusés : Thierry Grenut (Elexience), Marc Lalande (SAMx), Eric Pasquier (Oxford), Pierre Rolland (Alprimage), Bernard Jean (Eloise) et Gabriel Kann (Zeiss).
Tout d'abord, le conseil du GN-MEBA remercie vivement tous ceux d'entre vous qui ont réussi à se déplacer pour ces quelques heures ou qui nous ont donné leur opinion sur la précédente réunion de décembre ou d'autres sujets, faute de pouvoir venir.

En plus de certains points informels, les points abordés au cours de la réunion ont été les suivants :

1- bilan décembre 2008 

2- projet printemps 2009 - réunion de Paris avec la Sfµ
3- projet décembre 2009
4- Les ouvrages
5- EMAS 2011
6- Divers
1- Bilan décembre 2008.
Comme l'année passée la réunion a eu lieu aux Cordeliers alors que la pause a eu lieu à Jussieu. Ce sera de nouveau le cas cette année. Malheureusement, la salle n'est pas gratuite comme l'était l'amphy de Jussieu et nous sommes en négociations avec la présidence de l'Université pour faire diminuer un peu le coût.
Les différents retours que nous avons eus ont montré que la présence d'un stand de EDP Sciences a été appréciée, cela permet d'apporter un complément. Nous le signalerons plus fortement encore lors de la prochaine annonce. Il en a été de même pour eux et nous leur proposerons de revenir, bien évidement s'ils le souhaitent. Nous rappelons que nos ouvrages sont gérés par eux.

Il vous a semblé, de même qu'à nous-même qu'il y avait un peu moins de monde à la réunion de décembre. Ceci devait probablement être dû au sujet qui correspondait plus à un thème d'une réunion de printemps. Le choix avait été fait, d'inverser décembre et printemps en raison du congrès commun avec la Sfµ. Nous pensons que cette année, le public sera présent en plus grand nombre en raison du choix du sujet.

Cette année nous avions changé de prestataire pour le repas. Le point favorable en dehors du coût était qu'il a servi non seulement des petits fours, mais aussi des légumes et divers plats. L'inconvénient est la nécessité de pourvoir tenir une assiette, des couverts et un verre avec 2 mains. Il est proposé que nous installions à différents endroits des tables afin que les participants puissent poser un peu plus leur assiette si besoin. Nous vous demanderons ainsi de conserver un stand relativement réduit (1 à 2 tables) pour permettre cela.
Les prochaines manifestations sont évoquées.

2 - Projet printemps 2009 - réunion à Paris (exceptionnel) en commun avec le congrès de la Sfµ les 24 et 25 juin 2009, sachant que le congrès Sfµ se déroulera du 23 au 26 juin.
Le thème retenu est : "Les matériaux d'hier et d'aujourd'hui, apport de la microscopie électronique à balayage". Vous recevrez par mél l'annonce très prochainement avec le détail des exposés, mais vous pouvez déjà trouver des informations sur notre site web (http://gn-meba.org), y compris le programme. Il y aura 4 sous thèmes (Microscopie et Métaux, Microscopie et Minéraux, Microscopie et Etres vivants et Microscopie et nouveaux Matériaux) et nous co-organisons un symposium commun "microscopies alternatives" donc les orateurs seront en particulier P. Hallégot et F. Grillon.

Nous vous prions de noter que pour ceux d'entre vous qui souhaitent participer à l'exposition qu'ils peuvent contacter Jean-Pierre Lechaire, correspondant Sfµ pour l'exposition.

3 - Projet décembre 2009 

Les dates retenues sont les jeudi 3 et vendredi 4 décembre. Nous vous tiendrons au courant dès que les réservations seront confirmées. Les conférences auront pour thème cette année : "L'analyse X quantitative : quelle fiabilité pour quelle analyse". Un échantillon test sera proposé d'ici peu.
La salle sera très probablement celle des Cordeliers comme les 2 années passées et la pause aura lieu à Jussieu aux caves Esclangon également comme l'année passée.
4 - Point sur livre de l'école d'été 2006 et sur les autres livres
Vous avez probablement tous reçu à l'automne dernier le dernier ouvrage en raison de votre participation à la dernière école d'été de 2006 et à votre aide pour sa parution. EDP Sciences va le présenter au prix Roberval cette année dans le cadre du Prix Universitaire.
Un autre ouvrage est en cours sur la préparation des échantillons faisant suite à la réunion de décembre 2007.
5 - Emas 2011
La "European Microbeam Analysis Society" (EMAS) nous avait demandé il y a environ un an si nous étions partant pour co-organiser avec eux EMAS 2011 en France. Nous avions donné notre accord à ce projet et nous avions étudié des lieux potentiellement intéressants pour organiser cet événement. Au cours de l'année passée, 3 villes avaient été retenues parmi 7. EMAS a décidé en décembre dernier qu'Angers sera la destination de cette prochaine conférence. Le choix s'est effectué après une visite sur place afin de confirmer les échanges antérieurs et se rendre compte du lieu, des prestations, du coût, des hôtels disponibles, de l'environnent, des accès nationaux et internationaux, etc.
Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de ce projet qui aura lieu en mai 2011. La date exacte restant encore à définir, ce sera a priori la seconde ou la troisième semaine de mai 2011.
6 - Divers
- Il est encore un peu tôt pour envisager l'organisation d'une nouvelle école d'été. En raison de la tenue de EMAS 2011 en France, il est possible que la prochaine école ait lieu en 2012. Nous en reparlerons l'année prochaine. Ceci est d'autant plus intéressant, comme vous l'avez souligné, qu'il y a une demande de renouvellement en formation, les utilisateurs étant de plus en plus confronté à l'utilisation de machines différentes et ayant souvent un niveau de formation plus limité.
- Un constructeur souhaite voir un thème dédié aux différentes applications 3D (y compris la microanalyse 3D) et ou in-situ qui vont apparaître de plus en plus dans notre domaine.
- Nous avons évoqué notre participation, en tant que division thématique de la SFP, en juillet 2009 à Palaiseau pour leur congrès. Nous serons juste présents sur leur stand, avec nos ouvrages.

- N'oubliez pas de nous dire de mettre à jour le site par rapport à vos produits si nécessaire ou si vous avez des offres (emploi, matériels d'occasion, etc…).

Bien cordialement à tous,

Le conseil du GN-MEBA
